
























































专利名称(译) 超声波装置，超声波模块和超声波测量装置

公开(公告)号 US20170055949A1 公开(公告)日 2017-03-02

申请号 US15/240226 申请日 2016-08-18

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 MATSUDA HIROSHI

发明人 MATSUDA, HIROSHI

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/14 G01S15/89

CPC分类号 A61B8/4488 G01S15/8918 A61B8/4494 A61B8/4427 A61B8/145 A61B8/06 A61B8/44 A61B8/4444 
A61B8/4455 A61B8/56 A61B8/5207 A61B8/54 B06B1/0622 G01S7/52038 G01S7/52046 G01S7/52079 
G01S15/8915

优先权 2015170531 2015-08-31 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波装置包括：多个超声波发送部，其适于发送作为基波的超声波;以
及多个超声波接收部，其能够接收相对于基波的二次谐波，所述多个超
声波所述多个超声波接收部分沿着X方向排列，所述多个超声波接收部分
以对应于所述二次谐波的次序的第一间隔排列，所述N个超声波发射部分
构成单个传输信道，并且彼此连接，并且传输信道以每第一间隔的两倍
的第二间隔排列。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e33f39da-dc8f-440f-9b9e-a0192ddfd0ac
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